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porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NOYAUX D’INDUCTANCE ET DE TRANSFORMATEURS
DESTINES AUX TELECOMMUNICATIONS

Troisiéme partie: Spécification particuliére-cadre:
Noyaux en oxyde magnétique destinés aux transformateurs a large bande

Niveaux d’assurance A et B

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les™questidn iques, préparé es Comités
q’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s mte <Ssantd estions, expri blus grande
thesure possible un accord international sur les sujets examing

2) (es decisions constituent des recommandations internatibnalds ¢ EER s Comités
nationaux

3) IDans le but d’encourager I'unification inte ix adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la I, dans, la mesure ou les conditions rfationales le
fermettent. Toute divergence entre la recomx anda omde la 2 pit, dans la
thesure du possible, étre indiquée en terme:

4) La CEI n’a fixé aucune procédure concer ant lg'marquae conmeyindication d’approbation et sa responsabilité n’est
pas engagée quand il est dé e qu’ nformea Rune de ses recommandations.

L ¢ Comité d’Etudes n° 51 de la C EI: Composants manétiques
et 1 le Systtme CEI d’assurance de la qualité des composants
éled

Régle des Six Mois Rapport de vote

51(BC)250 51(BC)256

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau
ci-dessus.

Pour faciliter la mise en ceuvre du Systéme IECQ, la spécification intermédiaire et les deux
spécifications particuliéres-cadre contenues dans le document 51(Bureau Central)250 constituent les
sujets de deux publications.

Les numéros QC qui figurent sur la page de couverture de la présente publication sont les numéros
de specification dans le Systéme C E I d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUCTOR AND TRANSFORMER CORES
FOR TELECOMMUNICATIONS

Part 3: Blank detail specification:
Magnetic oxide cores for broad-band transformers

Assessment levels A and B

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared byJ' : ich all
the National Committees having a special interest therein are represented;e sarly\a } tional

2) They Have the form of recommendations for international use and they dre Accepted s N4 h that
sense.

3) In ordgr to promote international unification, the I'E 5 3 hdopt
the texit of the I E C recommendation for their natjonalrules a ati ditions will permit. Any diverjgence
betwegn the I E C recommendations and the corresponding nationa 2 cated
in the [latter.

4) The IEC has not laid down any procedure concerningmarkingas an indjcation of approval and has no responsjbility
when an item of equipment is deglared to compl witf it recommendations.

This RATEC C Technical Committee No. 51: Magnetic Components
and Feri i C Quality Assessment System for Electronic Compongents.

The t

)

Six Months’ Rule Report on Voting

51(C0)250 51(C0O)256

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

To facilitate the implementation of the IECQ System, the Sectional Specification and the two
Blank Detail Specifications contained in Document 51(Central Office)250 form the subjects of
two publications.

The QC numbers that appear on the front cover of this publication are the specification numbers
in the I E C Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Les publications suivantes de la C E1 sont citées dans la présente norme:
Publications n° 410 (1973): Plans et régles d’échantillonnage pour les contréles par attributs.
424 (1973): Directives pour la spécification de limites aux imperfections physiques de piéces en oxydes

magnétiques.

723-1 (1982): Noyaux d’inductance et de transformateurs destinés aux télécommunications, Premiére
partie: Spécification générique.

723-3 (1985): Troisiéme partie: Spécification intermédiaire: Noyaux en oxyde magneétique destinés aux
transformateurs a large bande.

QC 001002 (1981): Regles de procédure du Systéme C E1 d’assurance de la qualité des composants électroni-
ques (IECQ), section deux: Articles 9 a 14.

‘{b

S
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The following 1 E C publications are quoted in this standard:
Publication Nos. 410 (1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
424 (1973): Guide to the Specification of Limits for Physical Imperfections of Parts Made from

Magnetic Oxides.
723-1 (1982): Inductor and Transformer Cores for Telecommunications, Part 1: Generic Specification.

723-3 (1985): Part 3: Sectional Specification: Magnetic Oxide Cores for Broad-band Transformers.

QC 001002 (1981): Rules of Procedure of the I EC Quality Assessment System for Electronic Components
(IECQ), Section Two: Clauses 9 to 14.

&
S



https://iecnorm.com/api/?name=d186f2fd039d235a4be064f2d8d3ae23

— 6 — 723-3-1 © CEI 1985

NOYAUX D’INDUCTANCE ET DE TRANSFORMATEURS
DESTINES AUX TELECOMMUNICATIONS

Troisieme partie: Spécification particuliére-cadre:
Noyaux en oxyde magnétique destinés aux transformateurs a large bande

Niveaux d’assurance A et B

1. Domaine d’application

La présente spécification donne les caractéristiques, les valgurs) les exigernices de.controle et
des informations supplémentaires pour les noyaux en oxyde 3 ies destings aulx trans-
formateurs a large bande pour les mveaux de quahte A e comme
: respon-
dante: Publication 723-3 de la CEI: Noyaux d’i ucta ce'e nés aux
télecommunications, Troisiéme partie: Spécificai iatre; Nt magné-
tique destinés aux transformateurs 4 large b irective
pour les exigences facultatives.

2. Spécifications particuliéres

it, formera, quand elle sera complétée en

La spécification ;
¢ la CEI et I'article 3 de la présente spécifica-

accord avec les

3. Di

dans la premiére page, correspondent aux informations suivan-

3.1

anisation nationale de normalisation sous I’autorité de laquelle la spécification

[2]"numéro de la spécification particuliére-cadre utilisée

[3] numéro et édition de la spécification générique nationale.
[4] numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre information
exigée par le systéme national.
3.2 Identification du noyau
[5] forme et dimensions du noyau, par exemple noyau RM 8.

[6] breve description de la classe ou du type de matériau, par exemple «perméabilité élevée».
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INDUCTOR AND TRANSFORMER CORES
FOR TELECOMMUNICATIONS

Part 3: Blank detail specification:
Magnetic oxide cores for broad-band transformers

Assessment levels A and B

1. Scope

This specification lists the ratings, characteristics, inspection require
infofmation for magnetic oxide cores for broad-band transformets at asss
B, which are to be included as the minimum mandatory requitemt i
tion|derived from the corresponding sectional specification:
and [Transformer Cores for Telecommunications, Papt 3: Sesti
Oxide Cores for Broad-band Transformers, which shiould
optipnal requirements.

2. Detail specification

T
rule

he
int

3. Keyt

T
info

ng

3.1 Identi

(1] c.national standard organization under whose authority the detail specification
is issued.

2]
[3] number and issue status of the national generic specification.
[4] national number of the detail specification, date of issue and any other information
required by the national system.
3.2 Identification of the core
[5] shape and size of the core, for example, core RM 8.

[6] short description of the class or material grade, for example “high permeability”.
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[7] dessin d’encombrement et dimensions, donnant les dimensions en millimétres et indiquant

quelles sont les dimensions principales. Quand les dimensions sont conformes a
norme de la CEI, cela doit étre indiqué.

celles d’une

[8] application ou groupe d’applications et indication du niveau d’assurance de qualité.

[9] références des données fournissant des informations sur les propriétés les plus importantes
du noyau, permettant une comparaison entre les différents types de noyaux destinés aux
mémes applications ou a des applications analogues. Celles-ci comprennent, mais de fagon

non limitative:
— les paramétres effectifs (voir article 5 de la Publication 723-1 de la CE

I: Noyaux

d’inductance et de transformateurs destinés aux télécommunications, Premiére partie:

Spécification générique);

— les conditions de fonctionnement (voir paragraphe 5.3.1 de l4
CEJ);

— les conditions de stockage (voir paragraphe 5.3.2 de

S

[23-3 de la

ela CEI).



https://iecnorm.com/api/?name=d186f2fd039d235a4be064f2d8d3ae23

723-3-1 © 1EC 1985 — 9 —

[7] outline drawing and dimensions, stating the dimensions in millimetres and indicating
which are the primary dimensions. When the dimensions are in accordance with those
published in an I E C standard, this shall be stated.

[8] application or group of applications and indication of the quality assessment level.

[9] reference data giving information on the most important properties of the core, which
allow comparison between the various core types intended for the same or for similar
applications. These include, but are not limited to:

~— effective parameters (see Clause 5 of I EC Publication 723-1: Inductor and Trans-
former Cores for Telecommunications, Part 1: Generic Specification);

— operating conditions (see Sub-clause 5.3.1 of I E C Publication 7,

— storage conditions (see Sub-clause 5.3.2 of I E C Publication\ ¥
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1] Page 1 [2] CET 723-3-1-XXX
de
[3] Noyaux soumis & P’assurance de qualité [4]
conformément a
[5] Spécification particuliére pour
f6] Classe:
{71 Dimensions en millimétres Référence CEIL [R] _Application
Transformateurs a large pour applications pro-
fessionnelles et industrjelles
Niveau de qualité: ...
[ L Ve = ... mm?
91 2. ¢
- ..Ca+ ..°C
— ... Hz
—..Ca+ ...°C
Voir la |istedes produits homologués pour les noyaux répondant a cette spécification particuliére
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1 Page 1 [2] 1EC 723-3-1-XXX
of
[3] Core of assessed quality (4]
in accordance with

[5] Detail specification for

[6] Class:

[7] Dimensions in millimetres 1EC reference: [R] _Application
Broad-band transformers for indus-
trial use

Assessment level: ...

e
N

2

[9] 1. Effective parameters: C, = ... mm3
{91 2. Limiting conditions
— Opgrating conditio
1) Temperature

actor — .."Cto + .. °C

2) Ppper limit of fr \\ — .. Hz
— Stof: i

3) Ptora 2 —..Cto + ...°C

See the relevant(gualified products list for availability of cores made to this detail specification
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Marquage

Sur les noyaux (voir paragraphe 5.4.1 de la Publication 723-3 de la CEI)

11985

Les renseignements suivants doivent étre marqués sur chaque noyau ou sur une des deux

coquilles du noyau:

a) classe ou type de matériau (peut étre indiqué en code);
et, si la place le permet:
b) marque du fabricant;
c¢) inductance spécifique (peut étre une valeur numérique en nanohenrys);
d) identification du lot (peut étre la date d’acceptation).

DSur 'emballage (voir paragraphe 5.4.2 de la Publication 723-3 de la C

Les renseignements suivants doivent étre marqués sur 'emballage
donné:

a) numéro de référence de la spécification particuliére;
b) nom ou marque du fabricant;

c¢) désignation du composant par le fabricant;

d) inductance spécifique en nanohenrys;

e) identification du lot;
/) quantité.

Aucun marquage additionnel OIf.

télécommunications, Premiére partie: Spécification
que.

I'ordre

és aux
géneri-

Publication 723-3 de la CEI: Troisiéme partie: Spécification intermédiaire: Noyaux en

bande.
ou les spécifications nationales correspondantes.

oxyde nmagnetique destines aux transformateurs 4 large

Toute autre norme de la CEI (ou son équivalent national) nécessaire pour appliquer la

spécification particuliere et qui n’est pas incluse dans les spécifications ci-dessus.

Informations supplémentaires (non destinées aux essais)

Si nécessaire, par exemple, informations sur les applications.
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3. Marking

3.1 Core sets (see Sub-clause 5.4.1 of I EC Publication 723-3)

The following shall be marked on each core or on one half of a set of cores:

a) class or grade of material (may be in coded form);
and, where space permits:
b) manufacturer’s trade mark;
¢) inductance factor (may be the numerical value only, in nanohenrys);
d) lot identification (may be the date of release).

3.2 Corelpackage (see Sub-clause 5.4.2 of I EC Publication 723-3)

The following shall be marked on the core package, in the order give

a) detail specification reference number;
b) mlanufacturer’s name or trade mark;

¢) njanufacturer’s component designation;
d) inductance factor in nanohenrys;
e) lat identification;

f) qpantity.

Any additional marking shall be sd

4. Ordering information

ThHe following informa

a) the reference numbper of\this deta

b) the manufacturer’s
c) the inducta
) e

e) f

5. Relate

IH
tions, Part 1: Generic Specification.

I H G Publication 723-3: Part 3: Sectional Specification: Magnetic Oxide Cores f]

RBraad hgnd T oo f s ng
DTIoaCOanrG I ransroTncts:

Inductor and Transformer Cores for Telecommunid

or their national equivalent.

Any other IEC standard (or its national equivalent) needed to implement the detail

specification if not included in the above.

6. Additional information (not for inspection purposes)

As appropriate; for example, application.
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7. Rapports certifiés d’essais (CTRs)

— 14 —

723-3-1 © CEI 1985

La spécification particuliére doit déclarer soit «Les rapports certifiés des lots acceptés sont
exigés en accord avec cette spécification particuliére», soit «Pas applicable».

8. Exigences du contréle

8.1 Les exigences du contrdle pour la conformité de la qualité sont données dans le tableau I.

8.2 Quand la variante utilisant un échantillon fixe pour le contréle de I’homologation est deman-
dée, le programme donné dans le paragraphe 3.3 de la spécification intermédiaire, Publication

723-3 de la CEL, doit &tre utiliseé.

8.3 | La spécification particuliére doit définir les bobines d’essais en accord 4

TABLEAU 1

de la Publication 723-3 de la CEI, a la fois pour:

a) les mesures d’inductance;
b) les mesures des pertes sur les noyaux avec entrefer.

paragra

phe 3.1.3

Sous-groupe

Do

(v01r nete 1)

£\
C
(voir,not

o
2

Remarques

Numérq du paragraphe de la spécifica-
tion générique (Publication 723-1 de
la CRI) et nom de Iessai

Conditfons.d’ eg\s

Exigences de contrdle

effectuex par echantlllonnage

<> RO SAIS LOT PAR LOT
Sous-grqupe Al /\& N I 1,5%
12.1 Ekamen visue Selon 12.1 et Publication 424 dela CE 1
.. % d’éclats max.
122 M a@ge\ \ Selon 12.2
X
Sous-grqupe A2
12.3 Dlimensions principales ND I 1% Selon 12.3
12.4 Dimensions secondaires ND S3 4% Selon 12.4
Sous-groupe A3 ND I 1%
13.3 Inductance spécifique Force de serrage = ... N AL = .. nH
Bobine d’essai: tolérance = ... %

B,
f

it

.mT
.. kHz
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7. Certified test records (CTRs)

The detail specification shall state either “Certified records of released lots are required in
accordance with this detail specification”, or “Not applicable”.

8. Inspection requirements

8.1 The inspection requirements for quality conformance are given in Table 1.

8.2 When the alternative method of inspection for qualification approval using a fixed sample is
invoked, the schedule given in Sub-clause 3.3 of the sectional specification, I E C Publication
723-3, shall be used.

8.3 Theldetail specification shall define the test coils in accordance with Sub-cl;

Puljlication 723-3, both for:

a) Inductance measurements;
b) loss factor measurements on gapped sets.

.3 of 1l

VL)

C

TaBLE ]

Quality conformance test schedu

( Assessment levels A or B, unless oth rwisifzvﬁcate
D or ND

\
IL AQ :) Remarks
(see Note 1) (see Note\2)

Bub-group

Sub-clause number of generic specifica-
tion (IEC [Publication 723-1) and
name of tes

Conditions of test w Performance requirements

AN

dusted on a sampling basis:
O'RTESTS GROUP A
I

<
A\

be ¢
BYS
Sub-group Al \@\/»v 1.5%
12.1 Visual gxamination As in 12.1 and in I EC Publicatipn 424
max. ... % chipping
122 Markin} @ \ As in 12.2
X

Sub-group A2
12.3  Primary diménsions ND 1 1% As in 12.3
12.4 Secondary dimensions ND S3 4% Asin 12.4
Sub-group A3 ND 1 1%
13.3 Inductance factor Clamping force = ... N Ar = ..nH

Test coil: tolerance = ... %

B, = . mT

f = ..kHz
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TABLEAU [ (suite)

723-3-1 © CEI 1985

Sous-groupe

NC ‘ NQA

(voir note 2)

D ou ND
(voir note 1)

Remarques

Numéro du paragraphe de la spécifica-
tion générique (Publication 723-1 de
la CEI) et nom de 'essai

Conditions d’essai

Exigences de contrdle

GROUPE B: ESSAIS LOT PAR LOT

Sous-groupe Bl

ND S3 4%

ND I

13.7 Pertes résiduelles et par courants
Foucault

O

Force de serrage = ...
Bobine d’essai:

TR

B. = . mT
fi = ..kHz
f» = ~kHz

Sous-grqupe B2

13.8 Pgrtes par hystérésis

<

tg op = ...
ou, pour noyaux sans entrefer:
g = ..1073-T1!
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TABLE 1 (continued)

Sub-group

D or ND wo | oaou
(see Note 1) (see Note 2)

Remarks

Sub-clause number of generic specifica-
tion (IEC Publication 723-1) and
name of test

Conditions of test

Performance requirements

LOT-BY-LOT TESTS GROUP B

Sub-group Bl

ND S3 4%

ND I 1%

13.7 Residuall and eddy current loss

Clamping force = ... N
Test coil:

Ee ... mT

i ... kHz

... kHz

VAN

It n

Sub-group B2

13.8 Hysteretis loss

tan oy = ...
or, for ungapped sets:
ng = ... 1073 T!
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